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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DETERMINATION DE LA FILTRATION PERMANENTE
DES GAINES EQUIPEES

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes_internationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accesg (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est i 3
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité p icipenr 5, organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison ave ici 2gakement aux

conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questio i rese ent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, éta 3 g nationaux de la CEl

La CEIl n’a prévu aucune
responsabilité pour les é

Tous les utilisateups

Aucune respon
mandataires, y co
nationaux de la C
dommage de qu
de justice) et les

la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
s et les membres de ses comités d'études et des Comités

directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de

toute autre au crédit qui lui est accordé
L'attentjon gs réféfences normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référedcées s oire pur une application correcte de la présente publication

L’attention est attirée\surte fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits. de pxopriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pag/avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60522 a été établie par le sous-comité 62B: Appareils d'imagerie
de diagnostic, du comité d’études 62 de la CEIl: Equipements électriques dans la pratique
médicale.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition publiée en 1976. Elle constitue
une révision technique.

Cette version bilingue, publiée en 2003-12, correspond a la version anglaise.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DETERMINATION OF THE PERMANENT FILTRATION
OF X-RAY TUBE ASSEMBLIES

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical & lectronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards 2
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (he a
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IE
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. Intern@ti
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparati

to as “IEC
interested
gnd non-

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters exp ea as possjble, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each tg S 3 epresentation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for.i atig ¢ accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reason d & N 6 at the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be, i
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international unlformlty ati i undertake to apply IEC Publications

transparently to the maximum extent pos, Q and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the correspond yional publication shall be clearly indicated in
the latter

5) IEC provides no marking p oval and cannot be rendered responsible for any

6) All users should epsure that the b i ication.
7) No liability shal i aployees, servants or agents including individual experts and

other damage of an ether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out\ ok _theNpublication, /use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications

8) Attention is\drawn ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispe

9) Attentio he pogsibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent righ haN notNge held responsible for identifying any or all such patent rights

International Standard IEC 60522 has been prepared by subcommittee 62B: Diagnostic
imaging equipment, of IEC technical committee 62: Electrical equipment in medical practice.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1976 and constitutes a
technical revision.

This bilingual version, published in 2003-12, corresponds to the English version.
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